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(57) Abstract:

(EN): In asystem providing transactional memory support, atransaction nesting depth testing instruction is provided for
triggering processing circuitry (4) to set at least one status value to one of a plurality of states depending on a transaction nesting
depth indicative of anumber of executed transaction start instructions of a given thread for which the corresponding transaction
remains unaborted and uncommitted, the plurality of statesincluding afirst state selected when the transaction nesting depthis 1
and at least one further state selected when the transaction nesting depth is greater than or lessthan 1. The ISA supported enables
the setting of the at least one status value and a conditional branch conditional on the at least one status value being in the first state
to be performed in response to a single transaction nesting depth testing instruction and a single conditional branch instruction.

(FR): Selon la présente invention, dans un systéme fournissant un support de mémoire transactionnelle, une instruction de test de
profondeur d'imbrication de transaction est fournie pour déclencher un ensemble de circuits de traitement (4) afin de paramétrer au
moins une valeur d'état al'un d'une pluralité d'états en fonction d'une profondeur d'imbrication de transaction indiquant un certain
nombre d'instructions de début de transaction exécutées d'un fil d'exécution donné pour lequel 1a transaction correspondante reste
non engagée et non abandonnée, la pluralité d'états comprenant un premier état sélectionné lorsgue la profondeur d'imbrication de
transaction est 1 et au moins un autre éat sélectionné lorsque la profondeur d'imbrication de transaction est supérieure ou égalea 1.
L'ISA prise en charge permet le paramétrage desdites valeurs d'état et d'une branche conditionnelle conditionnelle sur ladite valeur
d'état dans le premier état & exécuter en réponse a une instruction d'essai de profondeur d'imbrication de transaction unique et une
instruction de branche conditionnelle unique.
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